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INTERNATIONALER VORLAUFIGER 

PRUFUNGSBERICHT Internationales Aktenzeichen PCT/EP 03/1 0964 



I. Grundlage des Berichts 

1 . Hinsichtlich der Bestandteile der internationalen Anmeldung (Ersatzblatter, die dem Anmeldeamt auf eine 
Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt warden, gelten im Rahmen dieses Bericlits als "ursprOnglicfi 
elngereicht" and sind ihm nicht beigefOgt, weil sle keine Anderungen enthalten (Regein 70, 16 and 70 17)y 



Beschreibung, Seiten 

1-19 in der ursprunglich eingereichten Fassung 
AnspruchSi Nr. 

1 -34 eingegangen am 23.10.2004 mit Schreiben vom 21 .10.2004 
Zeichnungen, Blatter 

1>5-5y5 in der ursprQnglich eingereichten Fassung 

2. Hinsiciitlich der Sprache: Alle vorstehend genannten Bestandteile standen der Beiiorde in der Sprache in der 
die Internationale Anmeldung eingereicht worden ist, zur VerfQgung oder wurden in dieser eingereicht sofern 
unter diesem Punkt niclits anderes angegeben ist 

Die Bestandteile standen der Behdrde in der Sprache: zur VerfQgung bzw. wurden in dieser Sprache 
eingereicht; dabei handelt es sich urn: 

□ die Sprache der Ubersetzung, die fur die Zwecke der internationalen Recherche eingereicht worden ist 
(nach Regel 23.1 (b)). 

□ die Veroffentlichungssprache der internationalen Anmeldung (nach Regel 48.3(b)). 

□ die Sprache der Obersetzung, die fur die Zwecke der internationalen vorlaufigen Prufung eingereicht 
worden ist (nach Regel 55.2 undADder 55.3). 

3. Hinsichtlich der in der internationalen Anmeldung offenbarten Nucleotid- und/oder Aminosauresequenz ist die 
Internationale vorlaufige Prufung auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgefuhrt worden, das: 

□ in der internationalen Anmeldung in schriftllcher Form enthalten ist 

□ zusammen mit der internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. 

□ bei der Behdrde nachtraglich in schriftllcher Form eingereicht worden ist. 

□ bei der Behdrde nachtraglich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. 

□ Die Erklarung, daB das nachtraglich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht Qber den 
Offenbarungsgehalt der internationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt. 

□ Die Erklarung, daB die in computerlesbarer Form erfassten Informationen dem schriftlichen 
Sequenzprotokoll entsprechen, wurde vorgelegt. 

4. Aufgrund der Andeaingen sind folgende Unterlagen fortgefallen: 

□ Beschreibung, Seiten: 

□ Anspruche, Nr.: 

□ Zeichnungen, Blatt: 
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5. □ Dieser Bericht ist ohne Berucksichtigung (von einigen) der Andemngen erstellt worden, da diese aus den 

angegebenen Grunden nach Auffassung der Behorde Qber den Offenbarungsgehalt in der ursprunglich 
eingereichten Fassung hinausgehen (Regel 70.2(c)). 

(Auf Ersatzblatter, die solche Anderungen enthalten, Ist unter Punkt 1 htnzuweisen; sie sind diesem Bericht 
beizufugen,) 

6. Etwaige zusatzliche Bemerkungen: 



V. Begrundete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erf inderischen Tatigkeit und der 
gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung dieser Feststellung 

1. Feststellung 

Neuheit(N) Ja: Anspruche 1-34 

Nein: Anspruche 
Erfinderische Tatigkeit (IS) Ja: Anspruche 1 -34 

Nein: AnsprQche 
Gewerbliche Anwendbarkeit (lA) Ja: Anspruche: 1 -34 

Nein: Anspruche: 



2. Unterlagen und Erkldrungen: 
siehe Beiblatt 
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ZU PUNKT V 



1 . Die vorllegende Anmeldung betrifft die Messung von einer l\/Iarl<ierung auf einem 
Objekt, wobei Licht von verschiedenen Wellenlangen unter bestimmten 
(verschiedenen) Winkein auf das Objekt gericlitet wird. Gemessen wird bei 
verschiedenen Winkein und Wellenlangen - somit wird eine aufwendige 
spektrometrische Analyse umgangen. 

Auf die folgenden Dokumente wird Bezug genommen: 

D1 =WO0231 780; D2=WO01 531 1 3; D4=EP0341 002; 



2. STAND DER TECHNIK 

D1 (insbesondere Fig. 15) offenbart ein Verfaliren und eine Vorrichtung zur 
Untersuchung von optischen variablen Materialien (OVIVI) auf einem Substrat 170, 
wobei drei Leuchtdioden (rot 142, griin 144, blau 146) in einem Gehause 140 
angeordnet slnd. Das vom Substrat reflektlerte Licht wird bei mehreren 
verschiedenen Winkein Qberein Beobachtungsfenster von Photodioden 172,174 and 
176 gemessen. GemaB D1 wird die Oberflache unter einem einzigen (bestimmt 
durch das zu untersuchende Material) festgelegten Winkel (vorzugswelse 45°) von 
einem kombinierten Strahl der LEDs bestrahit - dieses Verfahren erzielt eine 
ausreichende Messgenauigkeit mit einem einzigen Bestrahlungswinkel. 



3. NEUHEIT 

Angesichts derobigen Auslegung der Anspriiche erfiillen unabhangige Anspruche 1, 
1 4 das Erfordemis der Neuheit (Art. 33.2 PCT) aufgmnd des i\/lerkmals: 

a) die Lichtquellen in zwei Gruppen unterteilt sind, wobei die Lichtquellen der ersten 
bzw. zweiten Gruppe die Oberflache der Markierung unter jeweiligen verschiedenen 
Winkel a1 und p1 bestrahlen und wobei in der jeweiligen Gruppen zumindest zwei 
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Lichtquellen vorhanden sind, die sich in der Wellenlange ilires Ennissionsnnaximums 
voneinander untersclieiden. 



4. ERFINDERISCHE TATIGKEIT 
Zu a): 

Aus gehend von D1 als naclistliegender Stand der Technik besteht die durcli 
Merkmal a) zu losende Aufgabe darin, eine exakte(re) Bestinnmung von der 
winkelabhangigen Farbe der Markierung zu erzielen als mit denn Verfahren bzw. der 
Vorrichtung gemaB D1 moglich ist. 

Der nnit diesem Problem befaBte Fachmann wurde sich, angesichts D1 und D2 (Fig. 
17A, 17B), D4 (Fig. 1), der Reihe nach die folgenden Losungsnnoglichkeiten 
vorstellen: 

I) eine Messung unter zusStzlichen Detekton/vinkeln. 

ii) eine Bestrahlung mit zusatzlichen Quellen mit unterschiedllchen Wellenlange 
(unter dem gleichen ersten Winkel). 

iii) mogllcherweise eine Bestralilung unter zusatzlichen Einfallswinkeln. 

Auch unter Einbeziehung der Lehre gemaS D2, D4 kommt der Fachmann daher nicht 
waiter als Alternative iii) und erhalt nicht den Hinweis mehrere Gruppen von 
Lichtquellen unter unterschiedlichen Einfallswinkeln und mit unterschiedllchen 
Emissionsmaximums ihre Wellenlange gemaB dem obigen Merkmal a) zu 
verwenden. 

Unabhangige Anspruche 1,14 (bzw. abhangige Anspruche 2-13, 15-34) erfullen aus 
diesen Grunden das Erfordemis der erfinderische Tatigkeit (Art. 33.3 PCT). 
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Neue Patent anspruche 

1. Vorrichtung zur Prufung der Authentizitat einer fal- 
schungssicheren Markiemng mit in Abhangigkeit des Beobach- 
5 tungswinkels sich andernden Farben, mit 

a) tnehreren, Iiicht in einem vorgegebenen Spektralbereich 
emittierenden, ersten Lichtquellen (1) , wobei sich die ersten 
Lichtquellen (1) in der Wellenlange ihres Emissionsmaximums 
10 voneinander unterscheiden, und wobei- die ersten Lichtquellen 

(1) in einem Gehause (5) so aufgenotnmen sind, dass sie eine 
Oberflache (O) der Markierung bei darauf aufgesetztem Gehause 

(5) unter einem vorgegebenen ersten Winkel (al) bestrahlen, 

15 b) mehreren, in einem vorgegebenen Spektralbereich emittie- 
renden, zweiten Lichtquellen (3), wobei sich die zweiten 
Lichtquellen (3) in der Wellenlange ihres Emissionsmaximums 
voneinander Tonterscheiden, und wobei die zweiten Lichtquellen 
(3) im Gehause (5) so aufgenommen sind^ dass sie die Oberfla- 

20 Che (O) der Markierung bei darauf aufgesetztem Gehause (5) 

\inter einem vorgegebenen vom ersten Winkel (al) verschiedenen 
dritten Winkel (pi) bestrahlen, 

c) einem im Gehause (5) in einem zweiten Winkel {a2) ange- 
25 ordneten ersten Mittel (2) zur Messung der Intensitaten des 

von der Oberflache (O) der Markierung spekular .ref lektierten 
Lichts, 

d) einem im Gehause (5) in einem vierten Winkel (p2) ange- 
30 ordneten zweiten Mittel (4) zur Messung der Intensitaten des 

von der Oberflache (O) der Markierung spekular ref lektierten 
Lichts, und 

e) einem Mittel (7) zum automatischen Vergleich der gemes- 
35 senen Intensitaten mit fCir die . jeweiligen Lichtquellen (1) 



fiir mindestens eine vorgegebene Farbe gespeicherten Referenz- 
Intensitaten • 

2 • Vorrichtxing nach einem der vorhergehenden Anspruche, wobei 
der vorgegebene Spektralbereich bei halber Maximalintensitat 
eine Breite von weniger als 100 nm, yorzugsweise von weniger 
als 50 nm, aufweist. 

3 • Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Anspruche, wobei 
die Lichtquellen (1, 3) Leuchtdioden, Laser oder die freien 
Enden von damit verbundenen Lichtleitfasern sind. 

4. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden AnsprCiche, wobei 
das Mittel zur Messiang der Intensitaten mindestens eine Foto- 
diode (2, 4) aufweist. 

5 . Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Anspruche, wobei 
der erste (al) und der dritte (pi) Winkel in einem Bereich 
von bis 60^, vorzugsweise von IS® bis 45**^ liegen. 

6 . Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Anspruche, wobei 
eine Einrichtung zum sequenziellen Beleuchten der Oberflache 
(O) mit den Lichtquellen (1, 3) vmd zum Messen (2, 4) der je- 
weiligen Intensitaten des ref lektierten Lichts in definierter 
Reihenfolge vorgesehen ist. 

7- Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprxiche, wobei 
das Bmissionsmaximum der Lichtquellen (1, 3) im nahen 
XJV-, im sichtbaren- oder im IR- Spektralbereich liegt. 

8. Vorrichtung nach einem der voirhergehenden Anspriiche, wobei 
die Beleuchtungs- und die Messdauer in AbhSngigkeit der 
Leuchtcharakteristik jeder der Lichtquellen (1, 3) und/oder 
der Messcharakteristik des Mittels (2, 4) zur Messung der In- 
tensitaten festgelegt wird. 



9. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprfiche, wobei 
eine mechanische, elektronische oder Software -technische Ein.- 
richtiing zur Kompensation von Untergrvindlicht vorgesehen ist. 

10. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Anspr\iche, wo- 
bei zur Trennung der Storsignale von den Messsignalen eine 
Einrichtung zur Modulation der Lichtquellen (1, 3) vorgesehen 
ist. 

•11. Vor:richtung nach einem der vorhergehenden Anspruche wo- 
bei mindestens 3 und hochstens 12 erste (1) und/oder zweite 
(3) Lichtc[uellen vorgesehen sind. 

12. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Anspr<^che, wo- 
bei das Mittel zum automatischen Vergleich oder zur Berech- 
nung der Koordinaten im Parbraum einen Microcontroller (7) 
auf weist . 

13. Vorrichtxing nach einem der vorheirgehenden Ansproiche,- wo- 
bei eine Anzeigevorrichtung (12) , vorzugsweise ein Display 
Oder eine oder mehrere weitere Leuchtdioden^ zur Anzeige des 
beim Vergleich ermittelten Ergebnisses vorgesehen ist. 

14. Verfahren zur Priifung der Authentizitat einer fal- 
schungssicheren Markierung mit in Abhangigkeit des Beobach- 
tvmgswinkels sich ^ndemden Parben, mit folgenden Schritten: 

aa) Bestrahlen einer Oberflache (O) der Markierung mit meh- 
reren, Licht in einem vorgegebenen Spektralbereich emittie- 
renden, in einem Geh&use (5) aufgenommenen ersten Lichtc[uel- 
len (1) unter einem ersten Winkel (al) , wobei sich die ersten 
Lichtquellen (1, 3) in der Wellenlange ihres Emissionsmaxi- 
mums voneinander unterscheiden. 
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bb) Bestrahlen der OberflSche (O) der Markierung tnit raehre- 
ren, Licht in elnem vorgegebenen Spektralbereich emittieren- 
den, im Gehause (5) auf genommenen zweiten Llchtguellen (3) 
. \inter einem vom ersten Winkel (al) verschiedenen dritten Win- 
5 kel (pi) , wobei sich die zweiten Lichtquellen (3) in der Wel- 
lenlange ihres Emissionsmaximums voneinander unterscheiden, 

cc) Messen der Intensitaten des von der Oberflache (O) der 
Markierung in einem zweiten Winkel (a2) spekular reflektier- 
10 ten Lichts mittels eines im Gehause (5) unter dem zweiten 

Winkel (a2) angeordneten ersten Mittels (2) zur Messung der 
Intensitaten I 

dd) Messen der Intensit&ten des von der Oberflache (O) der 
15 Markienong ref lektierten Lichts in einem vierten Winkel (p2) 
spekular ref lektierten Lichts mittels eines im Gehause (5) 
Tinter dem vierten Winkel (p2) angeordneten zweiten Mittels () 
zur Messung der Intensitaten, vind 

20 ee) Vergleichen der gemessenen Intensitaten mit fur die je- 
weiligen Lichtquellen (1, 3) fur mindestens eine vorgegebene 
Parbe gespeicherten Ref erenz- Intensitaten. 

15. Verfahren nach Anspruch 14, wobei der vorgegebene Spek- 
25 tralbereich bei halber Maximal intens it at eine Breite von we- 

niger als 100 nm, vorzugsweise von weniger als 50 nm, auf- 
weist . 

16. Verfahren nach einem der AnsprCiche 14 oder 15, wobei- die 
30 Beleuchtimgs- (al, P2) und Messwinkel (a2, p2) durch Anbrin- 

gen der Lichtquellen (1, 3) und der Mittel (2, 4) zur Messung 
der Intensitaten in einem gemeinsamen Gehause (5) festgelegt 
werden. 
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17. Verfahren nach einem der Anspruche 14 bis 16, wobel als 
Lichtquellen (1, 3) Leuchtdioden, Laser Oder die freien Enden 
von damit verbundenen Lichtleitfasern verwendet werden. 

5 18 ♦ Verfahren nach einem der Anspruche 14 bis 17, wobei als 
Mittel 2ur Messung der Intensitaten mindestens eine Fotodiode 
(2, 4) verwendet wird* 

19. Verfahren nach einem der Anspruche 14 bis 18, wobei der 
10 erste (al) und der dritte (pi) Wlnkel in einem Bereich von 5^ 

bis 60^, vorzugsweise 15® bis 45®, liegen. 

20. Verfahren nach. einem der Anspsriiche 14 bis 19, wobei die 
Lichtquellen (1, 3) sequenziell in definierter Reihenfolge 

15 betrieben werden. 

21. Verfahren nach einem der Anspruche 14 bis 20, wobei das 
Emissionsmaximum der Lichtquellen {1, 3) im nahen UV-, im 
sichtbaren- oder im IR-Spektralbereich liegt. 

20 

22. Verfahren nach einem der Anspruche 14 bis 21, wobei die 
Beleuchtxings- und die Messdauer in Abhangigkeit der Leucht- 
charakteristik jeder der Lichtquellen (1, 3) vind/oder der . 
Messcharakteristik. des Mittels (2, 4) zum Messung der Inten- 

25 sitaten festgelegt wird. 

23. Verfahren nach einem der Ansprfiche 14 bis 22, wobei 
durch mechanische, elektronische oder Software- technische 
MaSnahmen Untergrundlicht kompensiert wird. 

30 

24. Verfahren nach einem der Anspruche 14 bis 23, wobei zur 
Trennung der Storsignale von den Messsignalen die Lichtquel- 
len (1, 3) moduliert betrieben werden. 
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25. Verfahren nach einem der Anspruche 14 bis 24, wobei min- 
destens 3 iind hochstens 12 erste (1) und/oder zweite Licht- 
quellen (3) vorgesehen sind. 

5 26. Verfahren nach einem der Ansprfiche 14 bis 25, wobei der 
automatische Vergleich Oder die Berechnurig der Koordinaten im 
Farbraum unter Vearwendung eines Microcontrollers (7) durchge- 
fuhrt wird. 

3.0 27. Verfahren nach einem der Anspruche 14 bis 26, wobei das 
beim Vergleich ermittelte Ergebnis mittels einer Anzeigevor- 
richtiang (12) , vorzugsweise eines Displays oder einer oder 
mehrerer weitere Leuchtdioden, angezeigt wird. 

15 28. Verfahren nach einem der Ansprilche 14 bis 27, wobei als 
faischungssichere Markierung eine Markierung verwendet wird, 
welche eine mit einem Gegenstand verbundene, elektromagneti- 
sche Wellen ref lektierende erste Schicht (1) aufweist, auf 
welcher eine f{lr elektromagnetische Wellen durchlassige, 

20 inerte zweite Schicht (3) mit einer vorgegebenen Dicke aufge- 
bracht ist, wobei eine aus metallischen Clustern gebildete 
dritte Schicht (4) auf der zweiten Schicht (3) aufgebracht 
ist • 

25 29. Verfahren nach Anspruch 28, wobei die zumindest eine der 
Schichten (1, 3, 4,5) eine Struktur aufweist. 

30. Verfahren nach Anspruch 28 oder 29, wobei eine die drit- 
te Schicht (4) {U)erdeckende , fur elektromagnetische Wellen 

30 durchlassige inerte vierte Schicht (5) vorgesehen ist. 

31. Verfahren nach einem der Anspruche 28 bis 30, wobei die 
metallischen Cluster aus Silber, Gold, Platin, Aluminium, 
Kupfer, Zinn, Eisen, Kobalt, Chrom, Nickel, Palladium, Titan 

35 Oder Indium gebildet sind. 
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32. Verfahren nach einem der Anspruche 28 bis 31, wobei die 
zweite (3) und/oder vierte Schicht (5) aus einem der folgen- 
den Materialien hergestellt ist/sind: Metalloxid, Metallni- 
trit, Metallcarbid, insbesondere aus Siliziumoxid, -nitrit, 
Zinnoxid, -nitrit, Aluminiumoxid, -nitrit oder Polymer, ins- 
besondere Polycarbonat (PC) , Polyethylen (PE) , Polypropylen 
(PP) , Polyurethan (PU) , Polyimid (PI) , Polystyrol (PS) , Po- 
lyehtylenterephthalat (PET) oder Polymethacrylat (PMA) . 

33. Verfahren nach einem der Anspirflche 28 bis 32, wobei bei 
einem Abstand zwischen der era ten (1} und der dritten Schicht 
(4) von weniger als 2 p.m ein eindeutig identifizierbare Far- 
bung erkennbar ist. 

34. Verfahren nach einem der Anspruche 28 bis 33, wobei die' 
Schichten (14, 16, 17, 18) mittels Dunnschichttechnologie, 
wie PVD Oder CVD, sowie Drucktechniken, wie Tiefdruck, herge- 
stellt ist/sind. 



20 
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Certain documents cited 
Certain defects in the international application 
□ Box No. VIII Certain observations on the international application 



I2S1 


Box No. I 


□ 


Box No. II 


□ 


Box No. Ill 


□ 


Box No. IV 




Box No. V 


□ 


Box No. VI 


□ 


Box No, VII 
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Box No. VIII 



Date of submission of the demand 

20 March 2004 (20.03.2004) 



Name and mailing address of the IPEA/EP 



Facsimile No. 



Date of completion of this report 

1 1 November 2004 (11.11 .2004) 



Authorized officer 



Telephone No, 



Form PCT/IPEA/409 (cover sheet) (January 2004) 



INTERNATIONAL PRELIMINARY REPORT ON PATENTABILITY 



International application No. 

PCT/EP2003/010964 



Box No. I Basis of the report 



1. With regard to the language, this report is based on the international application in the language in which it was filed, unless 
otherwise indicated under this item. 



L I This report is based on translations from the original language into the following language , 
which is language of a translation furnished for the purpose of: 

I I international search (under Rules 12.3 and 23.1(b)) 

I I publication of the international application (under Rule 12.4) 

I I international preliminary examination (under Rules SS.2 and/or 55.3) 



2. With regard to the elements of ^e international application, this report is based on (replacement sheets which have been 
furnished to the receiving Office in response to an invitation under Article 14 are referred to in tltis report as "originally filed" 
and are not annexed to this report): 

□ 



The international ^plication as originally filed/fumished 
the description: 

pages 1-19 

pages* 



, as originally filed/fiimished 



received by this Authority on 
received by this Authority on 



the claims: 



pages 
pages* 
pages* 
pages* 



1-34 



, as originally filed/fumished 

, as amended (together with any statement) under Article 19 

_ received by this Authority on 23 October 2004 (23.10.2004) 

received by this Authority on 



the drawings: 

pages 

pages* 

pages* 



, as originally filed/fumished 



1/5-5/5 



received by this Authority on 
received by this Authority on 



□ 

a sequence listing and/or any related table(s) - see Supplemental Box Relating to Sequence Listing. 
The amendments have resulted in the cancellation of: 

I I the description, pages 

I I the claims, Nos. 



I I the drawings, sheets/figs 

I I the sequence listing (ipeciJ5i^: 

□ 

any table(s) related to sequence listing (specify^): 



4.n 



This report has been established as if (some of) the amendments annexed to this report and listed below had not been 
made, since they have been considered to go beyond the disclosure as filed, as indicated in the Supplemental Box 
(Rule 70.2(c)). 

I I the description, pages 

I I the claims, Nos. 

I I the drawings, sheets/figs ^ 



I I the sequence listing (^jrpec(f$'j: 

I I any table(s) related to sequence listing (specif): . 



* If item 4 applies, some or all of those sheets may be marked "superseded ' 
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V. Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; 
citations and explanations supporting such statement 



Statement 
Novelty (N) 

Inventive step (IS) 
Industrial applicability (lA) 



Claims 
Cl£ums 

Claims 
Claims 

Claims 
Claims 



1-34 



1-34 



1-34 



YES 
NO 
YES 
NO 

YES 

NO 



Citations and explanations 

1. The present application relates to the measurement 
of a marking on an object where light of different 
wavelengths is directed onto the object at specific 
(different) angles. Measurements are taken at 
different angles and wavelengths, thus avoiding 
elaborate spectrometric analysis. 



Reference is made to the following documents: 



Dl: WO0231780; D2 : WO0153113; D4 : EP0341002. 



2. PRIOR ART 



Dl (especially fig. 15) discloses a method and 
apparatus for examining optically variable materials 
(OVMs) on a substrate 170, where three LEDs (red 
142, green 144, blue 14 6) are arranged in a casing 
140. The light reflected by the substrate is 
measured at a plurality of different angles by 
photodiodes 172, 174 and 176 via a viewing window. 
According to Dl, the surface is illuminated at a 
single specified angle (determined by the material 
to be examined) (preferably 45**) by a combined beam 
of the LEDs. This method achieves adequate measuring 
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accuracy using a single angle of illumination. 

3. NOVELTY ... 

In view of the above interpretation of the claims, 
independent claims 1 and 14 satisfy the requirement 
for novelty (PCT Article 33(2)) by virtue of the 
following feature : 

(a) the light sources are subdivided into two 
groups, the light sources of the first group and of 
the second group illuminating the surface of the 
marking at different angles al and (31 respectively, 
and there being present in the relevant groups at 
least two light sources which differ from each other 
in the wavelength of their emission maximum. 

4. INVENTIVE STEP 
Regarding (a) : 

Proceeding from Dl as closest prior art, the problem 
addressed by feature (a) is that of achieving a 
(more) precise determination of the angle -dependent 
colour of the marking than is possible with the Dl 
method and apparatus. 

A person skilled in the art concerned with this 
problem would, in the light of Dl, D2 (fig. 17A, 
17B) and D4 (fig. 1) , consider the following 
possible solutions in turn: 

(i) measurement at additional detector angles; 

(ii) illumination with additional sources at 
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different wavelengths (at the same first 
angle) ; 



(iii) 



possibly illumination at additional angles 
of incidence . 



Even if a person skilled in the art incorporates the 
teaching of D2 and D4, he does not therefore proceed 
beyond option (iii) , Nor is there anything to 
suggest to him the use of a plurality of groups of 
light sources at different angles of incidence and 
with different emission maximum wavelengths as 
defined in feature (a) above • 

Independent claims 1 and 14 (and dependent claims 2 
to 13 and 15 to 34 respectively) therefore satisfy 
the requirement for inventive step (PCT 
Article 33 (3) ) . 
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